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NanoWizard PURE は、光学技術とシー
ムレスに統合できるパワフルなシステム
です。その汎用性により、ハイドロゲル、軟
組織、骨、外骨格など多様なサンプルの
高度なナノメカニカル解析に最適です。

使いやすさと幅広い汎用性

革新的なハードウェアとソフトウェア機能を備え
たNanoWizard PUREは、AFMの経験者だけで
なく初学者でも、最先端の相関顕微鏡技術で研
究能力を高めたいラボに最適です。

NanoWizardプラットフォームの使いやすいモジ
ュール性は、卓越した汎用性があります。非常に
使い勝手が良いため、マルチユーザーのイメー
ジング環境に最適です。

� 最適なソリューションと機能を備えた 2 種類
の基本的なパッケージ（倒立顕微鏡スタイル、
TopView スタイル）

� お客様の研究内容に合ったモジュールや機
能は随時追加可能

� Bruker BioAFM プレミアム NanoWizard 製品
ラインへのアップグレードパス

優れた柔軟性

NanoWizard PURE は、非常にデリケートな生
物学的サンプル、生きた細胞、単一分子、組織な
どのナノ力学的特性の定量化、ポリマー、ソフト
マター、先端材料の研究に至るまで、さまざまな
科学分野に革新的な研究能力を発揮します。

NanoWizard PURE
最高レベルのコストパフォーマンス
定評ある品質

ブルカーの NanoWizard® PURE 原子間力顕微
鏡は、機能性と性能を兼ね備えたハイスペック
な装置です。定評あるNanoWizard技術プラッ
トフォームをベースに、高解像度イメージングと
ナノメカニカル解析機能を提供し、高度な光学
顕微鏡技術とシームレスに組み合わせることが
できます。

NanoWizard PURE の最先端技術:

� 静電容量式センサー技術による独自の 3D
チップスキャン 

� PeakForce Tapping® と QI モードによるソフ
トマテリアルにおける高解像度イメージング
と高度な機械特性評価

� 最新の V8 ソフトウェア環境による直感的な   
操作と自動化されたルーチン、分析、デー
タ処理機能

画像　（上部・上）
Bruker PEAKFORCE-HIRS-F-B
プローブを用いたPeakForce 
TappingによるDNAナノ構造の
AFM形状像

Scan size: 300 nm × 300 nm
Height range: 2 nm

画像（上部・下） 
Bruker FASTSCAN-Dプローブを
用いたPBS バッファー中のマイ
カ上のアミロイド繊維Aβ(1-42)
のPeakForce Tappingによる
形状像

Scan size: 650 nm × 240 nm
Height range: 10 nm

画像（下部）
37℃の細胞培養液中の生きた
3T3線維芽細胞の相関したAFM
形状像と光学画像（蛍光像と位
相像）。細胞核とアクチンは、そ
れぞれHoechst 33342とCell-
Mask™ Green Actin Trackingで
蛍光標識。

Scan size: 50µm × 70µm
Height range: 4µm (brown)
Young’s modulus range: 
20kPa (blue)

試料提供： Dr. Wedepohl, Freie 
Universität Berlin, Germany.



幅広い測定オプション

豊富なモード、アドオン、アクセサリーの選択
が可能で、さまざまな用途に対応する追加機
能をご利用いただけます。NanoWizard PURE 
は、共焦点顕微鏡や超解像顕微鏡などの高度
な光学技術や構造化照明技術（SIM）とシーム
レスに組み合わせることができ、正確な相関測
定やより高度な解析機能を実現します。

幅広いオプション：

DirectOverlay2、DirectTilingなど、豊富な光
学統合オプション

定量的ナノメカニカル解析のための高度な
PeakForce QNM®とQIモードオプション

フォーススペクトロスコピーランプデザイナー
エクスペリメントプランナー
ナノリソグラフィとナノマニピュレーション 
MFM, EFM

様々な測定モード

NanoWizard PUREは、個々のユーザー、サンプ
ル、およびアプリケーションに合わせたカスタ
マイズが可能で、学際的な研究施設や共同研
究環境に最適です。 

測定機能を拡張するオプション:

画像（左）
シリコン上の金背面電極上に
形成した強誘電性高分子薄膜
（P(VDF-TrFE)）のピエゾレスポ
ンス顕微鏡（PFM）。 ビットマ
ップ・テンプレート（黒＝+20 
V、白＝0 V）から一連の電圧パ
ルスを生成し、試料の圧電分極
にロゴを書き込んだ。
Scan size: 45 µm × 10 µm
Vertical PFM-amplitude 
range: 150 pm

画像（中央）
磁気力顕微鏡（MFM）によるハード
ディスク上の異なる磁区パターン
のスキャン。
Scan size: 8.5 µm × 5.8 µm
MFM phase range: 2 deg

画像（下）
染色したハツカネズミの末梢
神経組織。AFM画像と光学画像
の重ね合わせ(DirectOverlay, 
DirectTiling)
Scan size: 100 µm × 100 µm
Height range: 50 nm

試料提供：
Dr. Macgregor-Fairlie, Charité 
Berlin, Germany, & R. Doherty 
and C. Griffiths, University of 
Southampton, UK.

新型の使いやすいヒンジクリッ
プカンチレバーホルダー（オプ
ション）。

先端光学顕微鏡との組み合わせと
豊富な測定モード

�ケルビンププローブ顕微鏡 
�コンダクティブAFM 
�ピエゾレスポンス顕微鏡（PFM）  
�Cytosurge FluidFM®

�コンタクトレゾナンス
�走査型トンネル顕微鏡
�走査型サーマルAFM 
�温度制御とフルオプティカルアクセスを

備えた電気化学とSECM
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NanoWizard PURE の前身システムを使用した主な文献:

1. Louros et al., Local Structural Preferences in Shaping Tau Amyloid 
Polymorphism. Nat Commun 2024, 15 (1), 1028.

2. Desroches et al., Biphasic Nanocomposite Films of Polypyrrole 
and Poly(3,4-Ethylene Dioxythiophene) Using a Surface-Tethered 
Dopant Strategy. Electrochimica Acta 2024, 489, 144227.

3. Newman et al., Programming of Multicellular Patterning with 
Mechano-Chemically Microstructured Cell Niches. Adv. Sci. 2023, 
10 (15), 2204741.

4. Zhang et al., Mechanistic Formulation of Inorganic Membranes at 
the Air–Liquid Interface. Nature 2023, 616 (7956), 293–299. 

5. Nekooie Marnany et al., Glucose Oxidation Drives Trunk Neural Crest 
Cell Development and Fate. J. of Cell Sci. 2023, 136 (16), jcs260607.
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NanoWizard PURE AFM 仕様

システム仕様

• チップスキャン方式のスタンドアロン型システム。剛性の高い低ノイズ 
 設計とドリフトを最小限に抑えたメカニクスを採用。 

•Vortis 2 をベースにした SPM コントローラー PURE
• 倒立顕微鏡上での原子格子解像度をクローズドループで実現

• 水蒸気を防ぐ、設計を採用したリキッドセーフな AFM ヘッド
• 100 × 100 × 15 µm³ のスキャン範囲、静電容量センサーによる全軸ク
   ローズドループスキャン制御

Software V8

• 感度とバネ定数の完全自動校正 ( 熱雑音法またはセーダー法 )
• WLC、FJC、ステップフィッティング、JKR、DMT モデルなどの解析手 
   法を含む、フォースカーブおよび画像の強力なバッチ処理
• マルチユーザープラットフォーム

• 光学像と AFM 像を組み合わせるための DirectOverlay2 オプション
• データエクスポート、フィッティング、フィルタリング、エッジ検出、
   3D レンダリング、FFT、断面図、ビデオ作成などの全機能を備えたパ
   ワフルなデータ処理（DP）

ステージ＆
サンプルホルダー

• Zeiss、Nikon、Evident/Olympus、Leica など、すべての主要倒立光学
   顕微鏡メーカーで使用可能なステージ 
• ジョイスティックおよび / またはソフトウェア制御による、移動範囲 20 
× 20 mm2 の電動精密ステージ 
• 移動範囲 20 × 20 mm2 の手動精密ステージ

• シャーレ、カバースリップ、顕微鏡スライド、金属製 SPM ディスク用ホ
   ルダーに対応
• Ø140 mm の広いサンプルエリア、試料の高さは最大 13 mm（シャーレ 
   では 16 mm、エクステンダーを使用した場合は 21 mm、ヘッドアップ
   ステージオプションを使用した場合は 121 mm）

アクセサリーとプローブ
(アクセサリーハンドブック
参照)

• 幅広い温度・環境制御オプション ( 大気、液体、ガス ) 
および液体セル ( アグレッシブ溶剤にも対応 )

• あらゆる動作モードに対応するプローブ 
• 主要メーカーの防振・防音装置

光学系システム仕様

• AFM と市販の透過光学モード（明視野、位相差、標準的なコンデンサー
  を用いた DIC など）との同時操作 
• AFM と高度な市販の共焦点顕微鏡および蛍光技術（FCS、FRET、
   TIRF、FLIM、FRAP、STED、STORM/PALM、SIM など）の組み合わせ

• 幅広いカメラに対応
• 蛍光に対応した実体顕微鏡
• TopViewOptics - 12 倍ズームの不透明試料用カメラ 
• 正立顕微鏡との組み合わせ（BioMAT オプション）

標準搭載
動作モード

• Lateral force microscopy (LFM) ；コンタクトモード
• PhaseImaging ™（TappingMode ™）
• PeakForce Tapping と QI モード
• 静的および動的フォーススペクトロスコピー

• フォースマッピング
• 実験の遠隔モニタリングのための ExperimentControl 機能
• MFM、EFM

オプション

• Ramp Designer ™（カスタマイズされた力測定） 
• 軟質試料に最適な QI Advanced モード（定量解析） 
• PeakForce QNM
• ScanAsyst® ピークフォース・タッピングの自動調整機能 
• SmartMapping
• CellMech パッケージのマイクロレオロジー 
• ケルビンプローブ顕微鏡 
• ExperimentPlanner（外部機器の制御を含む、実験ワークフローのカ
   スタマイズ設計）
• コンダクティブ AFM

• 温度制御とフルオプティカルアクセスを備えた電気化学と SECM
• ナノリソグラフィとナノマニピュレーション 
• ピエゾレスポンス顕微鏡法 (PFM)
• STM 
• Cytosurge FluidFM
• ナノインデンテーション 
• 走査型サーマル AFM 
• 電気的スペクトロスコピーモード 
• カンチレバーの取り扱いと管理を効率化する QR コードリーダー

NanoWizard PURE Bio (右) と Standard (左) 

〒104-0033
東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル1F

tel: 03-3523-6361・fax: 03-3523-6364

ブルカージャパン株式会社
ナノ表面計測事業部 ����������� ���������

www.bruker.com/bioafm

お問合せ 




